Załącznik nr 1

  Wymagania i parametry techniczne dyfraktometru rentgenowskiego

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Oferta
	Punkty

	1.
	Typ urządzenia
	
	
	-

	2.
	Rok produkcji urządzenia
	2008
	
	-

	3.
	Producent urządzenia
	
	
	-

	4.
	Kraj producenta urządzenia
	
	
	-

	5.
	Urządzenie 
	fabrycznie nowe
	
	-

	
	
	
	
	

	1.
	Rodzaje pomiarów
	krzywe odbić (ang. rocking curve), mapowanie sieci odwrotnej, reflektometria
	
	-

	2.
	Kabina dyfraktometru
	europejskie normy ochrony przeciwradiacyjnej
	
	-

	3.
	Generator napięcia
	moc minimum 3kW lub większa
	
	-

	4.
	Lampa rentgenowska ceramiczna
	a) moc minimum 1,5kW lub większa
b) przystosowana do współpracy ze zwierciadłami Goebela i monochromatorami hybrydowymi
	
	-
-


	5.
	Goniometr rentgenowski 
	a) poziomy w układzie theta/2 theta 
b) rozdzielczość 0,0001o lub lepsza
	
	-


	6.
	Otwarte koło Eulera
- zakres koła chi
-  zakres koła phi
- zakres translacji X i Y
- zakres translacji Z
	promień 300mm lub większy
a) -90o-+90o 
b) krok 0,01o lub mniejszy
c) precyzja równa lub lepsza niż 0,01o
a) 2x360o 

b) krok 0,02o lub mniejszy
c) precyzja równa lub lepsza niż 0,01o
0 - 100mm
0 - 10mm
	
	-
-
-
-

	7.
	Optyka wiązki pierwotnej 

	zawierająca czteroodbiciowy monochromator hybrydowy Ge(400), symetryczny ze zwierciadłem Goebela
	
	-


	8.
	Optyka wiązki pierwotnej i wtórnej do reflektometrii
	z przesłoną nożową wiązki pierwotnej
	
	-

	9.
	Optyka wiązki ugiętej 
	1. Konfiguracja podwójnej osi - detektor+szczelina do kontroli rozdzielczości 2 theta

2. Konfiguracja potrójnej osi – analizator+detektor proporcjonalny

a) detektor proporcjonalny o liniowości do 1 Mcps

b) detektor półprzewodnikowy do szybkich pomiarów krzywych odbić i mapowania sieci odwrotnej, do pracy w układzie dynamicznym i statycznym

· raster 256x256 pixeli (2D)

· o liniowości do 20 Mcps

· rozdzielczość minimum 60 μm
	
	-

-



	10.
	Układ chłodzenia o cichej pracy
	konstrukcja układu chłodzenia umożliwiająca umiejscowienie go w pomieszczeniu dyfraktometru
	
	-

	11.
	Wyskalowana wzorcowa próbka do warstw epitaksjalnych i reflektometrii
	-
	
	-

	12.
	Oprogramowanie 
	a) program do akwizycji danych

b) symulacja krzywych odbić w oparciu o dynamiczną teorię dyfrakcji

c) automatyczne dopasowanie krzywych teoretycznych do wyników eksperymentalnych
	
	-

-
-

	13.
	Komputer PC  z drukarką i monitorem LCD do obsługi dyfraktometru rentgenowskiego w zakresie sterowania pomiarem, akwizycji danych i analizy wyników 
	procesor: Intel Core 2 Duo, min. 2.33GHz, 4 MB cache
pamięć: min. 2 GB
karta graficzna: Ge Force 512 MB
dysk twardy: min 250 GB (SATA, 7200 rpm)
nagrywarka DVD ± RW (SATA)
system operacyjny Windows 
monitor LCD min. 19” , klawiatura, mysz
drukarka - typ: Laser color, jakość druku: 600x600 dpi, szybkość procesora min. 450 MHz, standardowa pamięć min. 96 MB
	
	

	14.
	Rozbudowa modularna systemu.
	zapewniona
	
	

	15.
	Szkolenie dwóch osób, w zakresie obsługi urządzenia oraz serwisu w siedzibie Zamawiającego
	zapewnione
	
	-

	16.
	Instrukcja obsługi wraz z instrukcją programowania oraz dokumentację techniczną  w języku polskim lub angielskim
	zapewniona
	
	-

	17.
	Deklaracja zgodności  CE
	zapewnione
	
	-

	18.
	Części zużywalne na 12 miesięcy
	zapewnione
	
	-

	19.
	Test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	zapewniony
	
	-

	20.
	Termin dostawy
	maksymalnie do 16 tygodni od daty podpisania umowy
	
	-

	21.
	Okres gwarancji
	minimalnie 12 miesięcy
	
	

	22.
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie minimum 5 lat od daty instalacji 
	zapewniona
	
	-

	23.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie co najmniej 10 lat od daty instalacji
	z siedzibą na terenie Polski
	
	-

	24.
	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie co najmniej 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	
	-


Ocena:
  zadawalający 
- 10 pkt
 
  dobry


- 30 pkt
 
  bardzo dobry

- 60 pkt
2

